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1 Заказчик/ Customer: 

	Дата/ 
Date: 
	
	Контактное лицо в FRT (MSH) / FRT (MSH) contact person:
	

	Название компании/ Company name:
	

	Контактное лицо/

 Contact Name:
	
	Телефон/ Phone:
	
	E-Mail:
	

	
	Адрес/ Address:
	

	Другое контактное лицо/ Secondary contact:
	
	Телефон/ Phone:
	
	E-Mail:
	

	Покупка/

Purchase:
	Месяц/ Month:
	
	Год/ 
Year:
	
	Доставка/ Delivery:
	Месяц/ Month:
	
	Год/ Year:
	

	Бюджет/

Budget:
	 
	Евро/

Euro
	


2 Задача измерения/ Measuring task:

	Описание задачи измерения/ Description of the measuring task:
	

	

	

	Значение измеряемой характеристики (отметьте крестиком) /
Measuring value (Mark with a cross where applicable):
	Приложите дополнительное описание / Attach further description:

	
	Профиль (2D) / Profile (2D)
	
	Чертеж / Drawing

	
	Топография (3D) / Topography (3D)
	
	Техническое изложение / Techn. Layout

	
	Шероховатость / Roughness

	
	Выпуклости/ Flatness
	
	Нет дополнительного описания / No further description

	
	Контур (напр., высота ступени) / Contour (e.g. step height)


	
	

	
	Толщина и изменение общей толщины (TTV) / 
Thickness and Total Thickness Variation (TTV)
	
	

	
	Наклон / Bow
	
	

	
	Толщина прозрачных пленок / Film thickness of tranparent films
	
	

	
	

	Область измерения / Area to be measured:

	
	Длина / Length
	X
	
	Ширина / Width
	X         
	
	Высота / 

Height

	Разрешение, точность / Resolution, Accuracy: 

	Требуемое разрешение/
Requested resolution
	Горизонтальное / Lateral 
	
	Производственный допуск / 

Manufacturing tolerance:
	Горизонтальное/ Lateral:
	

	
	Вертикальное/ Vertical: 
	
	
	Вертикальный / Vertical:
	

	Время измерения, автоматика / Measuring time, Automation:

	
	Одно измерение / 

Single measurement
	Макс. время измерения/ max. measuring time:
	
	
	
	Секунды / Seconds
	
	Минуты / Minutes
	
	Часы / 

Hours

	
	Автоматика / Automation
	
	Образцы / час/
Samples / hour


3 Свойства измеряемых образцов / Properties of the sample to be measured:

	Продукт/ Product:
	

	

	Отрасль промышленности / Branch of Trade: 
	
	Полупроводниковая/ Semiconductor 
	
	Микро-электро-механические системы/MEMS
	
	Автомобильная / Automotive
	
	Медицина / Medical
	
	Другое / Other

	Объем, вес образца / Volume, weight of sample:

	
	Длина / Length
	x
	
	Ширина / Width
	X
	
	Высота / Height
	Вес / Weight:
	

	

	Для пластин / For Wafers:

	Размер пластины (дюймы) / Wafer size (inch)
	
	2‘‘
	
	4‘‘
	
	6‘‘
	
	8‘‘
	
	12‘‘

	Толщина пластины (мин-макс) / Wafer thickness (min-max)
	
	мкм /µm

	Ожидаемая выпуклость пластины / 

Expected wafer bow
	
	мкм /µm

	
	Структура / Structured
	( Описание (шероховатая, сетчатая, с покрытием...) Пожалуйста, укажите также полную конструкцию! / Description (bumped, diced, coated...) Please provide also entire construction!
	

	

	Область транспортировки пластин / 
Wafer handling area:
	Только края пластин / 

Edge exclusion only
	
	Область по краям пластин, которая может быть использована при транспортировке  / 

Area at the wafer edge which can be used for handling
	
	мм / mm

	
	С перфорированной лентой/  Taped
	Толщина ленты (мин.-макс.)/ Tape thickness (min-max):
	
	мкм /µm
	

	(
	Характеристики ленты (отметьте крестиком) /  Tape properties (Mark with a cross where applicable):

	
	
	Прозрачная  /  Transparent
	
	Полупрозрачная  /  Semitransparent
	
	Матовая /
 Opaque
	Показатель преломления /  Refraction index
	

	

	
	Склеенные /  Bonded
	Связующий материал /  Bonding material:
	
	Толщина / Thickness:
	
	мкм /µm

	
	Показатель преломления клея/ Refraction index of the glue: 
	
	
	Толщина клея / 

Glue thickness:
	
	мкм /µm

	

	
	С покрытием /  Coated
	Материал пленки (напр., фоторезист) / Film material (e.g. fotoresist):
	
	Толщина пленки (мин-макс) /:
	
	мкм /µm

	(
	Характеристики пленки (отметьте крестиком) / Film properties (Mark with a cross where applicable):

	
	
	Прозрачный / Transparent
	
	Полупрозрачный /  Semitransparent
	
	Матовый / 
Opaque

	
	Показатель преломления (n) пленки / 

Refraction index (n) of the film:
	
	


	

	Характеристики поверхности (отметьте крестиком) / Surface properties (Mark with a cross where applicable):

	
	Гладкая / Smooth
	
	Пористая / Porous
	
	Рифленая / Wavy
	
	Матовая / Opaque
	
	Твердая / Unyielding

	
	Блестящая / Shiny
	
	Обработанная / Turned / Milled
	
	Текстурированная / Textured
	
	Прозрачная / Transparent
	
	Мягкая / Soft

	
	Матовая / Matt
	
	Неоднородная / Inhomogenous
	
	Шеро-ховатая / Rough
	
	мкм /µm
	Приблиз. значение Ra (мин-макс.) / Approx. Ra value (min-max)
	
	Эластичная / Elastic

	
	Другое / Others:
	
	
	Гнущаяся / Deformable

	Материал (отметьте крестиком) / Material (Mark with a cross where applicable):

	
	Силикон / Silicon
	
	Арсенид галлия / Gallium arsenide
	
	Металл / Metal
	
	Пластмасса / Plastics
	
	

	
	Керамика / Ceramics
	
	Стекло / Glass
	
	Резина / Rubber
	
	
	
	

	
	Другой / Others:
	


	4   Применение / Application:

	Применение (отметьте крестиком) / Application (Mark with a cross where applicable):

	
	Выборочный контроль  / Random sample

	
	100 % контроль, все продукты / 100 % Control, all products

	
	Применение в лаборатории / Operation in a lab

	
	Экспериментальная система / Experimental system

	
	Производство / Manufacturing

	
	Фиксированная / fixed
	Система / System

	
	Подвижная / mobile
	

	
	Первое внедрение системы  / First system implementation
	Рабочее время / 

Operating time:
	
	часы/неделя / hours/week

	
	Замена существующей системы измерения / 

Replacement of existing measurement system
	
	
	часы/день / hours/day

	Количество проектируемых систем (ожидаемое) / Quantity of projected systems (estimated):
	
	Единицы / Units
	

	Разное / Miscellaneous:
	


4 Подробнее об условиях окружающей среды, транспортировке… / 
      More details like environmental conditions, handling…:

	Применение (отметьте крестиком) / Application (Mark with a cross where applicable):

	
	Измерительная лаборатория / Measuring lab
	
	Применение в чистых комнатах / 
Clean room application
	
	Класс чистой комнаты / Clean room class

	
	Производство с охраняемой территорией / Fab, protected area

	
	Производство без охраняемой территории / Fab without protected area

	
	Влияние света / Light influences

	
	Вибрации / Vibrations
	
	Пыль, грязь, масло / Dust, Grime, Oil

	
	Пары, газы / Vapors, Gases
	
	Сильные электромагнитные поля / Strong elektromagnetic fields

	
	Влажность / Humidity
	
	Другое / Others:
	

	

	Температура / Temperature:

	
	Очень высокие/низкие температуры / 
Very high/low temperatures
	Приблиз. / Approx.
	
	°C

	
	Нормальные температуры / 

Normal temperatures
	Приблиз. / Approx.
	
	°C / t  температурный градиент / °C / t  temperature gradient

	

	Пространство измерения / Measuring space:

	
	Достаточное пространство / Sufficient space

	
	Ограниченное пространство / Limited space

	

	Пользователь / User:

	
	Неопытный / Unexperienced

	
	Малоопытный / A little experienced

	
	Пользователь может интегрировать систему / User can integrate a system

	
	Обслуживающий персонал, инженеры / Maintenance personal, Engineers

	Другие ограничения / 

Other limitations:
	

	


5 Анализ и презентация / Analysis and presentation

	
	Конечный файл, запрашиваемый файл журнала… / Result file, log file requested

	
	Формат (напр., текстовый файл, Excel) / Format (e.g. textfile, Excel):
	

	
	Соединение с системой контроля качества / Connection to a quality control-System

	
	Детали (система контроля качества, формат) / Details (quality control-System, Format)

:
	

	
	Соединение с контролем процесса / Connection to a process control necessary

	
	Сигнал (TTL, RS232,...) / 

Signal (TTL, RS232,...):
	


6 Существующее оборудование (системы, стандарты) / 

Existing equipment (Systems, Standards)
	Настоящий инструмент измерения / 

Present measuring tool:
	

	

	Стандарты, которые необходимо указать (стандарт SEMI, директивы, нормативы,...) / 

Standards which have to be mentioned (SEMI-Standard, Directives, Guidelines,...):
	

	
	Имеются в наличии / Are available
	
	Требуются/будут потребованы / 

Are / will be requested
	


7 Мотивация / Motivation
	
	Очень важно / Very important
	Менее важно / Less important
	Неважно / 

Not important

	Автоматика   / усовершенствование задачи измерения / 

Automation   / Rationalisation of the measuring task
	
	
	

	Повышение производительности (части / время) /
 Increase of the throughput (parts / time)
	
	
	

	Сокращение отходов посредством управление процессом /
Reduction of waste through process control
	
	
	

	Объективные измерения / 

Objective measurements
	
	
	

	Документация с описанием свойств продукта / 
Documentation of product properties
	
	
	

	Контроль качества / 

Quality control
	
	
	

	Другое / Others:
	
	
	
	


______________                      _________________________________

Дата / Date                               
    Подпись / Signature
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